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内 容 

• 设计需求 

• 电路结构 

• 接口时序 

• 数据自动生成 

• 仿真数据导出 

• 电路板数据采集、导出 

• Matlab 数据导入 

• 数据分析 



设计需求 

• 设计一个可综合的Testbench电路 

– 可由Matlab自动生成数据信号 

– 能够以不同速率播出数据信号 

– 可以从ModelSim导出结果数据至Matlab 

– 可以从电路板中导出数据至Matlab 



电路结构 

dut_in_data dut_out_datadut

testbenchCLK

RST

ROM
dual
port
ram

• 数据生成模块由两级计数器构成 

• 数据输出模块由一级带使能的计数器构成 



接口时序 

• DUT的输入数据和输出数据均由使能信号
驱动 

• DUT输入数据的速率通过Verilog参数配置 

DUT_INPUT  or DUT_OUTPUT

IN(N) IN(N+1)

CLK

DATA VALID

DATA



数据自动生成 

• 使用Matlab的文本
打印功能 

• 将matlab中的数据
矢量，按照生成
ROM模块的verilog

语法格式打印 

• 生成一个ROM的
module代码 

dut_in_data

ROM

RTL code

matlab

vector

fprintf()



ModelSim 环境下 仿真数据导出 

• ModelSim > View > Memory List 

• 右键 > export data pattern 

• 保存到文件 



电路板数据采集 

• Signal TAP 工具 

• 分段采集，段长度为1 

• 使用输出使能信号，高电平触发 



电路板数据导出 

• Signal TAP 

– 右键 > Create Signal TAP II List File 

– 使用 带有 列操作 功能的文本编辑器 

– 去除无关的数据列和文件头 

– 保留有效的数据列 

 



Matlab 数据导入 

• Matlab > File > Import Data 

• 选择 ModelSim  或  SignalTAP 生成的文件 

 



数据分析 

• 使用Matlab进行分析 

• 例如，绘制时域、频域曲线 


